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A.P. INSTRUMENTS

Firma A.P. Instruments - zatozona w Warszawie w 2001 roku - dostarcza najwyzszej klasy aparature
analityczng i pomiarowg. Naszymi partnerami biznesowymi sa:

brytyjska firma Malvern Panalytical - pionier i lider w dziedzinie aparatury do charakteryzacji
czastek pod wzgledem wielkos$ci, ksztattu, potencjatu zeta, a takze producenta chromatograféw
zelowych GPC do wyznaczania masy czasteczkowej i mikrokalorymetréw MicroCal;

niemiecka firma Postnova - pionier w dziedzinie techniki frakcjonowania czastek (FFF);

kanadyjska firma Tornado Spectral Systems - globalny dostawca systeméw do szeroko pojetej
analizy chemicznej i pomiaréw wykorzystujacych spektroskopie Ramana;

amerykariska firma VIAVI Solutions - technologiczny ,,gigant”, posiadajgcy w swoim portfolio m.in.
spektrometry NIR, wykorzystywane do analizy sktadu i wtasciwosci materiatow;

japonska firma Hitachi - producent najwyzszej klasy analizatoréw termicznych pozwalajgcych na
wykrywanie i wizualizacje najmniejszych reakcji w szerokim zakresie temperatur;

amerykanska firma Ol Analytical - specjalizujaca sie w produkcji analizatoréw do oznaczania
TOC, TC, IC w wodach farmaceutycznych oraz TOC/OWO w wodach komunalnych, energetycznych
i Sciekach przemystowych;

kanadyjska firma ICSPI - dostarczajaca rewolucyjne systemy umozliwiajgce obrazowanie
nanoskali szerokiemu gronu odbiorcéw;

brytyjska firma Applied Photophysics - wiodacy dostawca systeméw i akcesoridéw
wykorzystywanych do charakterystyki biomoleku;

niemiecka firma SOPAT - producent najwyzszej klasy rozwigzan wykorzystywane w przemysle do
pomiaru i zliczania czastek;

amerykanska firma Vision Analytical - Swiatowy lider w zakresie rozwigzan dedykowanych do
charakteryzacji wielkosci, iloSci i ksztattu czastek.

Od poczatku naszej dziatalnoSci sprzedalismy ponad 600 instrumentéw i nieprzerwanie rozszerzamy
oferte sprzedazy o nowe modele udoskonalonych analizatoréw.

Nasze laboratorium aplikacyjne - wyposazone w analizatory oferowane do sprzedazy - stuzy
fachowym doradztwem technicznym oraz opracowuje procedury pomiarowe, a takze wykonuje
analizy prébek na zlecenie.

Nasi specjalisci doradzajg przy wyborze odpowiedniej konfiguracji analizatoréw i niezbednych
akcesoriéw wedtug indywidualnych potrzeb uzytkownikéw. Organizujemy pokazy pracy oferowanych
analizatoréw i wykazujemy ich przydatnos$¢ do konkretnych zastosowan w nauce i technice.

Nad poprawng pracg wszystkich zainstalowanych analizatoréw czuwajg inzynierowie serwisu,
regularnie szkoleni u producentéw. W ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego wykonuja
oni przeglady, naprawy, konserwacje, kalibracje i walidacje instrumentéw. Zapewniamy zaopatrzenie
w czesci zamienne, materiaty eksploatacyjne, certyfikowane wzorce do weryfikacji, kalibracji
i walidacji instrumentoéw.

A.P. Instruments utrzymuje staty kontakt z uzytkownikami i regularnie organizuje szkolenia
i seminaria specjalistyczne.

Dzieki wdrozonemu systemowi ISO 9001: 2015 jesteSmy w stanie jeszcze skuteczniej spetniaé
wymagania naszych uzytkownikéw. Przyznany certyfikat potwierdza spetnienia wymagan normy
i stanowi dowéd konsekwentnego doskonalenia firmy.



MASTERSIZER 3000

Od ponad 30 lat Malvern Panalytical jest liderem w dziedzinie analizatoréw opartych na dyfrakcji
laserowej. Technika ta, dzieki swojej niezawodnosci, wiarygodnosci i automatyzacji pomiaréw, oferuje
btyskawiczne analizy wielkoSci czastek w niespotykanie szerokim zakresie. Mastersizer 3000 to
nastepca najpopularniejszego analizatora wielko$ci czgstek na Swiecie - modelu 2000.

Szeroki zakres pomiarowy (0,01 - 3500 um, bez potrzeby dodatkowych technik wspomagajgcych
i bez potrzeby zmiany soczewek), gama przystawek do dyspersji cieczowych, jak i suchych proszkéw
oraz gwarantowana powtarzalno$é¢ i odtwarzalno$é na poziomie lepszym niz +/- 1% sprawiajg,
ze Mastersizer 3000 pod wzgledem mozliwosci pomiarowych jest absolutnym numerem jeden!

Dzieki Mastersizerowi 3000 pomiary wielkoSci czastek staty sie tak proste jak rutynowe czynnosci
laboratoryjne.
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Hydro EV

Hydro MV/LV

Unikatowe funkcje oprogramowania:
* Mozliwo$¢ obrébki danych bez koniecznosci tgczenia sie komputera z aparatem Hydro Insight
Licencja wielostanowiskowa
Optymalizator parametréw refrakcji i absorpcji prébki

Raport oceniajacy jako$¢ uzyskanych wynikéw

Odtwarzacz SOP6w, pozwalajacy w jednym ciggu wykonaé kilka réznych procedur

na jednej prébce

Emulacja iimport wynikéw z poprzednich analizatoréw rodziny Mastersizer
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Jeden aparat do precyzyjnych pomiaréw prébek dyspersji cieczowych i suchych w zakresie 0,01 - 3500 um

usene

Objeto$¢ cieczy dyspergujacej (zaleznie od uktadu dyspergujacego) z zakresu 6 - 1000 ml

[eanfjeueq

Petna zgodno$¢ z norma 1SO 13320
Proste, intuicyjne oprogramowanie w jezyku polskim wyswietlajace wyniki w dowolnej formie

Funkcja ,wbudowanego eksperta” jakos$ci danych, ktéry zapewnia obiektywna ocene jako$ci pomiaru wraz
z praktycznymi poradami, jak poprawi¢ btedy

Szybkie i wydajne przystawki do dyspersiji cieczowych skonstruowane dla specyficznych potrzeb r6znych aplikaciji
tawa optyczna zajmuje powierzchnie 69 cm x 30 cm, co zapewnia efektywne wykorzystanie cennego miejsca na stole

Ponad 80 000 wynikéw z hastem ,Mastersizer” w Google Scholar, ponad 30 000 artykutéw naukowych w serwisie
Science Direct pod hastem ,Mastersizer” do korica 2023 roku

Przystawka dyspergujgca Aero S to zupetnie nowa jako$¢ w pomiarach
suchych proszkéw. Czastki prébki ulegaja dyspergowaniu w strumieniu
sprezonego powietrza, w dyszy Venturiego. Poprzez zastosowanie
wymiennych dysz rozszerzono mozliwosci pomiarowe na prébki zawierajace
zaréwno czastki delikatne, tamliwe, jak i silnie zaglomeryzowane.
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Przystawka zapewnia precyzyjng kontrole ci$nienia sprezonego powietrza
w zakresie 0 - 4 bar z doktadno$cig do 0,1 bar oraz regulacje podawania
prébki; jest catkowicie sterowana poprzez oprogramowanie.

Hydro EV/MV/LV to uniwersalne przystawki ,na mokro” o objetosciach
120 - 1000 ml cieczy dyspergujacej. Sprawdzaja sie u wiekszosci
uzytkownikéw:

« w zastosowaniach badawczych, gdzie dostepna jest niewielka ilo$¢
prébki, a ciecza dyspergujaca sa odczynniki drogie lub ktopotliwe
w utylizacii,

« do prébek silnie polidyspersyjnych mierzonych w wodzie.

Hydro EV/MV/LV sg w petni kontrolowane przez oprogramowanie oraz
posiadajg wbudowang sonde ultradZzwiekowa do rozbijania aglomeratéw.
W zaleznosci od wersji mogg byé automatycznie napetniane i oprézniane.

Dostepne s3 takze uktady o specjalnych zastosowaniach. Hydre SV wyposazona
w kuwete o objetosci 6 ml jest najlepszym rozwigzaniem, gdy ilo$¢ materiatu
jest minimalna lub jest on bardzo cenny. Hydro SM to przystawka obstugiwana
recznie, 0 matej objetosci 50 - 120 ml, przeznaczona do prébek wymagajgcych
cieczy innych niz woda, zwtaszcza na bazie olejéw.

Hydro Insight to przystawka, ktéra idealnie sprawdza sie tam, gdzie ksztatt czgstek, a nie tylko
ich wielko$¢ ma istotne znaczenie. Jednostka pracuje réwnolegle z analizatorami Mastersizer
dajac niezalezng obserwacje czgstek mierzonych metodg ,,na mokro”. Dziata w oparciu o metode
dynamicznej analizy obrazu w wybranym zakresie: 1 - 300 um, 10 - 800 pm lub 100 - 2500 um.
Pomiar odbywa sie poprzez recyrkulacje cieczy w obiegu zamknietym miedzy urzadzeniem,
przystawka Hydro oraz celg pomiarowa. Dla kazdej przeanalizowej czastki - przedstawionej
w postaci miniatury - rejestrowanych jest ponad 30 parametréw ksztattu takich jak wypukto$é,
kulisto$é, nieprzezroczystosé, srednia Srednica, wspétczynnik ksztattu oraz wiele innych.

Dlauzytkownikéw, ktérzy nie potrzebuja petnego zakresu pomiarowego firma Malvern Panalytical moze
zaproponowac¢ wersje aparatu oznaczong symbolem E, w dwéch tariszych wariantach o dostepnym
zakresie wielkoSci czastek 0,1 - 1000 pm.



Pl SENTINEL PRO

Pi Sentinel Pro jest wiodagcym w swojej klasie dynamicznym analizatorem obrazu, ktéry idealnie
sprawdza sie tam, gdzie ksztatt czastek, a nie tylko ich wielko$¢ moze mie¢ kluczowe znaczenie.
Instrument wyposazono w wysokiej jakosci kamere umozliwiajagcg pomiar tysiecy czastek w czasie
rzeczywistym, dostarczajac ponad 30 parametréw zwigzanych z wielkoscia i ksztattem kazdej z nich.

T )
W

Zastosowanie przeptywu turbulentnego zapewnia tréjwymiarowy, losowo zorientowany, bezposredni
widok poruszajgcych sie w strefie detekcji czgstek. Dzieki temu dynamiczne obrazowanie pozwala
zmierzy¢ w sposéb reprezentatywny parametry zwigzane z wypuktosScia, kulistoscia, symetrig czy
proporcjami ksztattu. A to wszystko przy czasie pomiaru ponizej 30 sekund!
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Pomiar ksztattu losowo zorientowanych czastek metoda dynamicznej analizy obrazu

Zakres pomiarowy do wyboru: 1 - 300 pm, 10 - 800 pm lub 100 - 2500 ym

Optyka o wysokiej rozdzielczo$ci - kamera 5 Mpix, predko$¢ rejestracji obrazu 127 fps
Ponad 30 parametréw zwigzanych z morfologia czastek
Czas pojedynczego pomiaru - nawet ponizej 30 sekund

Wysoka odporno$é chemiczna - mozliwo$é stosowania cieczy organicznych i nieorganicznych

TOPOGRAFIA
POWIERZCHNI

Doskonate uzupetnienie systeméw dyfrakcji laserowej
Przyjazne oprogramowanie i prosta konstrukcja, zapewniajgca tatwa obstuge i niskie koszty konserwacji

Zgodnos$é z normg I1SO 13322-2




MORPHOLOGI 4/ 4-ID

Morphologi 4 to analizator wielkosci i ksztattu czgstek, wykorzystujgcy technike automatycznej analizy
obrazu. Urzadzenie mierzy suche proszki, emulsje i zawiesiny. Opcjonalny spektrometr Ramana pozwala
naidentyfikacje chemiczng mierzonych czgstek, czynigc z analizatora Morphologi 4 unikalne narzedzie
badawcze. Automatyczny, walidowalny pomiar i identyfikacja czastek zawieszonych w kremach
i masciach oraz zatrzymanych na filtrach jest wykorzystywana w laboratoriach kontroli jakoSci
i w dziatach badawczo-rozwojowych. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz petna automatyka
z uzyciem Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) i specjalistyczne, bogate oprogramowanie,
eliminuja btad wprowadzany zwykle przez operatora.

Dla bardziej wymagajacych uzytkownikéw dostepny jest réwniez analizator ze sprzezonym
spektrometrem Ramana (Morphologi 4-ID). Instrument wykorzystuje technike MDRS (Morfologicznie
Ukierunkowanej Spektroskopii Ramana), dzieki czemu dodatkowo jest w stanie okresli¢ chemiczny
charakter badanych czastek.

Jeden instrument do pomiaru wielko$ci i ksztattu czastek oraz ich identyfikacji chemicznej
Pomiar na sucho i na mokro w zakresie od 0,5 do 1300 um

17 parametréw opisujgcych rézne aspekty ksztattu i rozmiaru czasteczek

Automatyczny pomiar przy uzyciu standardowych procedur pomiarowych (SOP) - ,,od dyspersji do wynikéw tylko

jedno klikniecie”
Zastepuje mikroskopie reczna, przyspieszajac i automatyzujac pomiar czastek

W petni automatyczna detekcja, liczenie oraz klasyfikacja wielko$ci i ksztattu czastek zbieranych bezpos$rednio np.
na filtrach

Oddzielny pomiar kazdej zarejestrowanej czastki umozliwia walidacje innych metod pomiaru wielko$ci czastek

Program do poréwnywania i klasyfikowania pomiaréw, ktéry umozliwia znalezienie istotnych réznic i podobieristw

miedzy prébkami

Opcjonalny, unikatowy system spektroskopii ramanowskiej pozwala na identyfikacje chemiczna mierzonych czastek

usene
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Malvern
Panalytical

ZETASIZER ADVANCE

Ponad 40 lat temu pionierzy z firmy Malvern Panalytical wprowadzili na rynek pierwsze analizatory
wykorzystujace technike dynamicznego rozpraszania Swiatta do badania uktadéw koloidalnych.
Od tamtej pory aparaty z Rodziny Zetasizer sg najlepszymi w swojej klasie instrumentami stuzgcymi
do pomiaru wielkosSci i potencjatu zeta czastek i molekut zdyspergowanych w roztworze.

Y

Modele Lab, Pro i Ultra to urzadzenia nowej generacji stuzagce do charakteryzacji nanomateriatéw,
z wykorzystaniem technik dynamicznego rozpraszania $wiatta DLS i elektroforetycznego rozpraszania
Swiatta ELS. Analizatory pozwalaja na szybkie i doktadne pomiary parametréw takich jak wielkosé
czgstek oraz potencjat zeta. Ponadto, dzieki zastosowaniu techniki MADLS® (Multi-Angle Dynamic Light
Scattering®) mozliwe jest wyznaczenie rozktadéw wielkosci czastek o znacznie wyzszej rozdzielczosci
niz w przypadku standardowej techniki DLS oraz wykonywanie pomiaréw stezenia czastek wszystkich
frakcji obecnych w prébce.
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Techniki dynamicznego rozpraszania $wiatta (DLS) oraz wielokatowego dynamicznego rozpraszania Swiatta (MADLS®)
pozwalajgce na badanie wielkoSci czastek w zakresie: 0,3 nm - 10 pm

Technika elektroforetycznego rozpraszania $wiatta (ELS) w technologii M3-PALS z trybem pradu statego pozwalajaca na
pomiar ruchliwosci elektroforetycznej i potencjatu zeta w uktadach o przewodnosci do 260 mS/cm

Przyjazne uzytkownikowi oprogramowanie z wbudowanymi funkcjami wspomagania i kontroli jakosci danych

Inteligentny system korelacji adaptacyjnej umozliwiajacy okreslenie optymalnego czasu trwania pomiaru i identyfikacje
danych pochodzacych od przypadkowych zdarzer takich jak np. pojawienie sie czasteczki kurzu w objetosci pomiarowej

Kotowy filtr optyczny z wbudowanym filtrem fluorescencyjnym oraz polaryzatorami dostarczajagcymi informacji
na temat ksztattu czastek dzieki zastosowaniu techniki DDLS (Depolarized Dynamic Light Scattering)

Technologia NIBS (Non-Invasive Back-Scatter) zwiekszajgca czuto$é i zakres pomiarowy oraz pozwalajaca
na analizowanie dyspersji o wysokim stezeniu

Wielofunkeyjny Titrator MPT-3 do zautomatyzowania pomiaréw wielko$ci czastek, potencjatu zeta i natezenia sygnatu
Swietlnego w funkceji pH, przewodno$ci lub stezenia dodatkéw

Cela wysokostezeniowa do pomiaru potencjatu zeta w prébkach o wysokim stezeniu (do 40% wagowych)

Uniwersalna cela zanurzeniowa do pomiaru potencjatu zeta w uktadach bezwodnych oraz wodnych charakteryzujacych
sie wysoka przewodnoscia

Cela kapilarna do pomiaru wielkoSci w objetosciach od 3 pl oraz w zwiekszonym zakresie pomiarowym: 0,3 nm - 15 um




NANOSIGHT PRO

NanoSight Pro to najnowszy model analizatora wielkosci oraz stezenia czastek i molekut
zdyspergowanych w roztworze. Aparat wykorzystuje technike NTA (Nanoparticle Tracking Analysis)
do wizualizacji i pomiaru pojedynczych czastek w szerokim zakresie pomiarowym od 10 do 1000 nm.
Dzieki zaimplementowaniu funkcji sztucznejinteligencji urzadzenie pracuje catkowicie automatycznie,
wspiera uzytkownika na kazdym kroku procesu pomiarowego i dostarcza danych najwyzszej jakosci.

NanoSight Pro $wietnie sprawdza sie w takich aplikacjach jak pomiary egzosoméw i mikropecherzykéw,
analiza nosnikéw lekéw, pomiary nanopecherzykéw gazéw oraz agregacja biatek. Dodatkowo, dzieki
rozbudowanej funkceji flurosecencii, jest to idealne narzedzie do badania czastek oznakowanych za
pomoca markeréw lub wykazugcych autofluorescencije.

Réwnolegta analiza rozmaitych parametréw - oszczedza czas i prébke

Wizualna obserwacja ruchu czastek - zwieksza pewnosé wyniku

Przyjazne dla uzytkownika oprogramowanie wykorzystujace standardowe procedury pomiarowe SOP
Analizy wspierane przez algorytmy sztucznej inteligencji

Mozliwo$¢ pracy w szerokim zakresie temperaturowym od 5 stopni ponizej temperatury otoczenia do 70°C

tatwo wymienialne moduty lasera (cztery dtugosci fali Swiatta do wyboru): 405, 488, 532 i 642 mm

Pompa strzykawkowa do dozowania prébki
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SPRAYTEC

Spraytec umozliwia szybkie pomiary wysokostezeniowych aerozoli w czasie rzeczywistym
w ekstremalnie szerokim zakresie. Dostarcza wiedze na temat procesu atomizacji, pozwalajac znalezé
i zrozumie¢ przyczyne braku powtarzalno$ci w systemach aerozolowych.

Analizator pozwala na automatyczne pomiary in-situ aerozoli i sprayéw o duzym stezeniu przy uzyciu
tatwej w obstudze platformy o bardzo stabilnej konstrukcji. Szybki pomiar wykonywany w czasie
rzeczywistym zapewnia petng charakteryzacje kropelek/czastek zaréwno aerozoli podawanych
pulsacyjnie (jak na przyktad farmaceutyczne aerozole wziewne i donosowe), jak i w sposéb ciagty.
Rozktad wielkoSci czastek generowany jest natychmiast i prezentowany w formie pozwalajgcej na
obserwacje zmian preparatu w czasie.

Dzieki dostepnym akcesoriom Spraytec moze by¢ stosowany w branzy farmaceutycznej i kosmetycznej
do badan takich prébekjak: aerozole donosowe, wziewne, nebulizatory, dezodorantyilakiery do wtoséw.
Dzieki obudowie IP65 analizator moze bez problemu pracowaé takze w warunkach przemystowych.

Metoda pomiarowa: dyfrakcja laserowa
Uniwersalna konstrukcja umozliwia tatwe i doktadne pomiary aerozoli i sprayéw w zakresie 0,1 - 2000 pm

Dzieki zbieraniu danych z czestotliwoscig do 10 kHz mozna badaé¢ dynamike proceséw atomizacji nawet tak szybkich
jak wtrysk paliwa do silnika

Opatentowana analiza wielokrotnego rozpraszania Swiatta laserowego gwarantuje precyzyjne pomiary in-situ,
bez troski o stezenie aerozolu

Szerokie strumienie aerozolu moga byé mierzone bez ryzyka zanieczyszczenia uktadu optycznego

Unikatowy wykres historii pomiaru i zaawansowane funkcje usredniania utatwiajg interpretacje danych

Petna automatyzacja pomiaru przy uzyciu standardowych procedur pomiarowych (SOP)




INSITEC

Zaprojektowane specjalnie dla przemystu analizatory Insitec umozliwiajg wiarygodne pomiary
on-line wielkosci czastek w zakresie od 0,1 do 2500 mikrometréw. Firma Malvern, wykorzystujgc
wieloletnie doswiadczenie i szeroka wiedze aplikacyjng, oferuje zaréwno gotowe systemy pomiarowe
»pod Kklucz”, jak i same sensory do montazu w instalacji. Eksperci z firmy Malvern taczac swoja
wiedze i doswiadczenie z wiedzg i doSwiadczeniem klienta, pomoga dobraé¢ optymalne pod wzgledem
ekonomicznym rozwigzanie konstrukcyjne.

Metoda pomiaru: dyfrakcja laserowa

Zakres pomiarowy: 0,1 - 2500 um

Mozliwo$é pomiaru zawiesin cieczowych, suchych proszkéw i aerozoli
Mozliwo$é pomiaru on-line, at-line i in-line

Podglad wynikéw na zywo

Opcjonalnie wersja z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym ATEX Zone 22
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SOPAT

Nazwa SOPAT to akronim od Smart Online Particle Analysis Technology. Zgodnie ze swojg nazwa
firma specjalizuje sie w produkcji sond do pomiaru wielkosci czastek w procesie. To co wyréznia sondy
SOPAT to z jednej strony najwyzsza jako$¢é oferowanych urzadzen, z drugiej za$ bardzo zaawansowane
algorytmy obliczeniowe pozwalajace na charakteryzacje skomplikowanych uktadéw bezposrednio
w procesie.

Sondy SOPAT dziatajg na zasadzie analizy obrazu. Firma oferuje szereg sond o réznych powiekszeniach
do szerokiej gamy aplikacji. Dostepne sg takze akcesoria pozwalajgce na zmiane sposobu oswietlenia
prébki dla optymalizacji uzyskiwanych zdje¢ badanych czastek. Nastepnym krokiem jest analiza
uzyskanych zdjeé. Specjalisci z firmy SOPAT przygotowujg indywidualnie opracowywane algorytmy
pod konkretny proces dzieki czemu mozliwe jest mierzenie skomplikowanych uktadéw, jak na przyktad
czekolada, bezposrednio w procesie bez konieczno$ci rozcieficzania prébki.

Podstawowym zastosowaniem sond SOPAT jest kontrola procesu. Sondy moga pracowaé in-line,
on-line lub at-line. Mozliwe jest takze zastosowanie ich do badania prébek w laboratorium.

Dzieki najwyzszej jakoSci uktadu optycznego i zaawansowanym algorytmom obliczeniowym sondy
SOPAT $wietnie sprawdzajg sie w szeregu branz jak na przyktad przemyst czekoladowy, polimerowy,
badania emulsji, granulatéw czy monitorowanie krystalizacji.

Pomiary w wysokich stezeniach bez koniecznosci rozcieficzania
Zasada dziatania - zaawansowana analiza obrazu

Szereg sond pomiarowych pokrywajacych zakres od 0,5 - 50000 pm

Mozliwos$é pracy in-line, on-line, at-line i w laboratorium

Mozliwo$é pracy w strefie zagrozenia wybuchem (ATEX zone 1 i 2)




PARSUM

Sondy Parsum sa przeznaczone do ciggtego monitorowania wielko$ci czastek zawieszonych w gazie
lub swobodnie opadajgcych pod wptywem sity ciezkoSci. Zakres pomiarowy: 50 - 6000 pm. Parsum
wykorzystuje technike pomiaru predkosci czastek przy uzyciu filtra przestrzennego (Spatial Filter
Velocimetry). Jest to metoda bazujaca na zliczaniu czastek, niewymagajgca kalibracji i niestosujaca
zatozen co do ksztattu czastek. Sondy Parsum sg instalowane bezposrednio w reaktorze lub rurociagu
i nie wymagaja zadnego przygotowania prébki.

Zakres pomiarowy: 50 - 6000 um
Stezenie prébki: do 30%

Lekka, tatwa do instalacji sonda
Podglad wynikéw na zywo

Pomiar in-line, bez koniecznosci prébkowania i kalibracji

Opcjonalnie wersja z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym ATEX Zone 0 i Zone 20
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POSTNOVA ANALYTICS

Niemiecka firma Postnova Analytics jest Swiatowym liderem w technice FFF (Field-Flow Fractionation).
W ofercie firmy znajduja sie kompletne systemy do separacji czastek mozliwe do zintegrowania
z szeregiem detektoréw dobieranych wedtug potrzeb uzytkownikéw. Skompletowany uktad taczy pakiet
oprogramowania NovaFFF, umozliwiajacy petna kontrole nad przebiegiem pomiaru i analizy danych.
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Mozliwosci:

Szeroki zakres separacji od czastek nano po mikro
Szybka i nieniszczgca separacja w dowolnym medium
»Otwarte” kanaty separacji bez fazy stacjonarnej

Bezposredni nastrzyk ztozonych prébek bez koniecznosci filtracji
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promienia zyracji, ksztattu czgstek w jednym nastrzyku
Rozdzielanie i zbieranie pozadanych frakcji

Integracja online z innymi systemami detekcji:
UV/VIS/Fluorescencja

MALS (wielokatowe rozpraszanie Swiatta)

DLS (dynamiczne rozpraszanie $wiatta)
ICP-MS
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Integracja offline: EM, AFM, NMR, MALDI i inne

Platforma CF2000

CENTRIFUGAL FFF

CF2000 to urzadzenie przeznaczone przede wszystkim do charakteryzacji nanoczastek. Jako site
napedowa procesu separacji wykorzystuje site odsrodkowa do rozdzielania czastek wedtug ich $rednicy
hydrodynamicznej i gestosci. Ta unikatowa cecha pozwala odréznié¢ czastki o tej samej wielkosci, lecz
roznym sktadzie chemicznym i strukturze (np. nanoczastki zbudowane z r6znych materiatéw).

Separacja moze by¢ optymalizowana przez zastosowanie réznych eluentédw i temperatur.

Przyktadowe dziedziny zastosowar: nanotechnologia, farmacja
Przyktadowe prébki: nanoczastki, liposomy

Zakres temperatur: zazwyczaj temperatura pokojowa
(maksymalnie 5 - 50°C)

Zakres pomiarowy (w zaleznoSci od prébki i gestosci czastek):

7nm - 50pm

Dozwolone eluenty: typowe substancje organiczne oraz wodne




Platforma AF2000

ASYMMETRIC FLOW FFF

System AF2000 to najbardziej uniwersalne urzadzenie z firmy Postnova. Moze byé wykorzystywany
zaréwno do aplikacji polimerowych, jak i do nanoczastek, w obu przypadkach dajgc znacznie szerszy
obraz prébki niz standardowe metody jak GPC/SEC czy DLS. System AF2000 moze by¢ takze uzyty
w potaczeniu z ICP-MS, dzieki czemu mozliwe jest powigzanie sktadu pierwiastkowego z rozmiarem
czastek, co jest szczegélnie istotne w badaniach srodowiskowych.

Platforma AF2000 jako mechanizm separacji wykorzystuje przeptyw krzyzowy, co pozwala frakcjonowaé
materiaty wedtug wielkosci ich czastek. AF2000 umozliwia pomiary w réznych eluentach i w szerokim
zakresie temperatur. Ten sam system moze wykorzystywaé rozne kanaty separacji, co czyni go
najbardziej uniwersalng platformg FFF. Mozliwe konfiguracje majg ptaskie kanaty symetryczne albo
niesymetryczne (AF4) lub kanaty cylindryczne (hollow fiber HF5). Dzieki temu seria AF2000 moze
by¢ tatwo wykorzystana do rozdzielania szerokiej gamy prébek. Ze wzgledu na duza elastyczno$é
i mozliwo$é rozbudowy AF2000 jest bezpieczng inwestycja dla obecnych, jak i dla przysztych wymagan
projektowych.

Wariant EAF4 (Electrical FFF) wykorzystuje jednocze$nie przeptyw asymetryczny oraz pole elektryczne,
dzieki czemu mozemy méwié o ,,drugim wymiarze” separacji. W jednym kanale mozna rozdzielaé czastki
réznigce sie zaréwno wielkoscig jak i tadunkiem, co jest szczegélnie istotne przy charakteryzacji biatek.
Technika EAF4 moze by¢ takze wykorzystywana do wyznaczania potencjatu zeta niezaleznie dla kazdej
wystepujgcej w prébce frakcji.

Przyktadowe dziedziny zastosowan: nanotechnologia, ochrona Srodowiska, polimery, biofarmacja

Przyktadowe prébki: nanoczastki naturalne i syntetyczne, polimery, biatka, przeciwciata, agregaty, liposomy
Zakres temperatur (termostatowanie): 5 - 80°C

Dozwolone eluenty: typowe substancje organiczne oraz wodne

Zakres pomiarowy (w zalezno$ci od prébki i uzytej membrany):

polimery: 10% - 10°Da

nanoczastki: 2 nm - 10 pm
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Platforma TF2000

THERMAL FFF

Platforma TF2000 reprezentuje technike termicznego FFF wykorzystujgc do separacji gradient
temperatur. Prébki podlegajg procesowi termodyfuzji, co umozliwia rozdzielenie materiatéw pod
wzgledem masy czasteczkowej i sktadu chemicznego. Ta szczegélna cecha pozwala na oddzielenie
r6znych materiatéw polimerowych o tej samej masie czgsteczkowej. System TF2000 ma szeroki zakres
separacji i jest w stanie z wysoka rozdzielczosciag oddzielaé¢ polimery o matych i duzych masach
czasteczkowych.

W przeciwienistwie do tradycyjnych technik chromatograficznych (np. GPC), nie jest konieczne
wczesniejsze przygotowanie prébek, gdyz moga byé one nastrzykiwane bez filtracji. Pozwala to na
charakteryzowanie bardzo ztozonych prébek bez ryzyka ich potencjalnej zmiany czy uszkodzenia. W tej
technice nie wystepuje granica wykluczania, co umozliwia analize materiatéw o bardzo duzej masie
czasteczkowej, rozgatezionych i usieciowanych polimeréw, zeli, agregatéw lub czastek.

Przyktadowe  prébki: ~ skrobia,  polistyren,
polimetakrylan, kauczuk naturalny i syntetyczny,

elastomery, kleje, gumy, nanomateriaty

Zakres pomiarowy:
polimery: 10 kDa - 100 MDa
czgstki: 10 - 1000 nm

Dozwolone eluenty: wszystkie typowe substancje
organiczne

Maksymalna réznica temperatur: do 120°C
(60 - 180°C)

Platforma SF2000

SF2000 jest pierwszym dostepnym komercyjnie, catkowicie zintegrowanym systemem grawitacyjnego
FFF (znanego tez jako SPLITT FFF). Urzadzenie jest stosowane do separacji mikroczastek. W jednym
badaniu mozliwy jest rozdziat strumienia czastek na dwa strumienie zawierajace czastki mniejsze
(w pierwszym strumieniu) i wieksze (w drugim) od okreslonej wielkosSci. System jest stosowany gtéwnie
w badaniach Srodowiskowych, ale moze byé z powodzeniem stosowany wszedzie tam, gdzie jest
konieczno$¢ separacji w zakresie mikrometrowym.

e Zakres pomiarowy: 1 - 300 um

e Dozwolone eluenty: tylko roztwory wodne

e Przyktadowe prébki: osady, okrzemki, algi, plankton,

mikroczastki syntetyczne




CREOPTIX WAVESYSTEM

Creoptix® WAVEsystem to bioanalityczne urzadzenie nowej generacji bedace alternatywa dla technik
SPRorazBLI, wykorzystujace wtasng opatentowana technologie GCI (Grating Coupled Interferometry)
znajdujacy zastosowanie w opracowywaniu nowych lekéw. Analizator zapewnia przetomowy poziom
analizy kinetyki wiagzania. Wyjatkowo wysoka jako$¢ danych, kompatybilnosé z wieloma typami prébek
i buforéw oraz zautomatyzowane oprogramowanie WAVE utatwiajg odkrywanie lekéw i otwierajg nowe
mozliwosci w badaniach i rozwoju.

Creoptix® WAVEsystem taczy niezréwnanie wysoka czutosé techniki GCl w jednostce gtéwnej WAVEcore
z oprogramowaniem WAVEcontrol, ktére zapewnia doskonatg analize danych oraz WAVEchips,
mikroprzeptywymi kartridzami opracowanymi w technologii ,,no - clog”, ktére obstuguja szeroki zakres
typow i rozmiaréw prébek. System WAVE wyposazony jest w autosampler z kontrolg temperatury, ktéry
miesci fiolki, dwie ptytki 96- lub jedna ptytke 384-dotkowa, co jeszcze bardziej utatwia prace. W catosci
system tworzy niezréwnang platforme do kinetyki wigzania w czasie rzeczywistym bez koniecznosci
znakowania.

Mozliwo$é analizy surowych prébek, ostrych $rodkéw chemicznych i czastek do 1000 nm
Zintegrowany, jednorazowy kartridz o niewielkiej powierzchni zaprojektowany w technologii ,,no - clog”
Ultraszybkie czasy przejscia 150 ms z wiarygodnym okresleniem predkosci wytaczania do 10 s

Doskonaty stosunek sygnatu do szumu (0,01 pg/mm? przy 1 Hz)

Wiarygodna kinetyka i powinowactwo wigzania (KD) od niskich pM do niskich mM z sygnatami ponizej 1 pg/mm?

Analizowanie duzych stosunkéw masy czasteczkowej ligandu do analitu do >1000:1

Wysoka jakos$é uzyskanych danych zaréwno dla mocnych jak i stabych wigzan
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OMNISEC

ZINTEGROWANY SYSTEM GPC/SEC

Rodzina chromatograféw zelowych OMNISEC to kompletne, dedykowane systemy do badan zwigzkéw
wielkoczgsteczkowych w temperaturach od 4 do 60°C. Zintegrowane urzadzenia z serii OMNISEC
moga byé wyposazone w uktady wielokrotnej detekcji obejmujgce: niezwykle czuty detektor Rl bedacy
podstawowym detektorem stezeniowym, detektor rozpraszania Swiatta RALS/LALS pozwalajacy
na pomiar bezwzglednej masy czasteczkowej, detektor wiskozymetryczny okreslajacy strukture
przestrzenng/konformacje makroczasteczek oraz detektor UV-PDA dostarczajgcy informacji na
temat budowy chemicznej prébki. Systemy te umozliwiajag kompleksowa charakterystyke wszelkich
typéw makroczasteczek: od protein, przez polimery naturalne az po polimery syntetyczne. Aparaty
standardowo wyposazone sg w autosampler i sg w petni kontrolowane z poziomu oprogramowania.

Detektor OMNISEC REVEAL moze byé takze podtaczony do istniejagcego chromatografu zelowego,
rozszerzajac jego mozliwosci pomiarowe.

Kompletny, zaawansowany system GPC/SEC z mozliwo$cia potréjnej lub poczwérnej detekeji do wyznaczania masy

czasteczkowej i rozktadu tej masy

Bezwzgledna masa czasteczkowa dzieki technice RALS (Right Angle Light Scattering)/LALS (Low Angle Light
Scattering) jako alternatywy wobec MALS

Detektor wiskozymetryczny do wyznaczania lepkosSci granicznej i dostarczania informacji o strukturze prébki

(np. o rozgatezieniu polimeru) czy wielkosci czastek biatka
Elastyczne oprogramowanie z prostym interfejsem i wieloma algorytmami obliczeniowymi

Mozliwosé petnej charakterystyki kopolimeréw, przeciwciat i mieszanin dzieki opcji UV-PDA




VISCOTEK SEC-MALS-20

Viscotek SEC-MALS-20 to modutowy detektor wielokgtowego rozpraszania $wiatta (MALS - Multi
Angle Light Scattering).

Z tatwoscig moze byé¢ stosowany z dowolnym istniejgcym systemem SEC/GPC do pomiaréw masy
czasteczkowej oraz wielkoSci makromolekut (Rg - promien Zzyracji). Detektor MALS jest w petni
obstugiwany przez oprogramowanie OmniSEC - najbardziej kompleksowe rozwigzanie dostepne na
rynku.

SEC-MALS znajduje szczegdlne zastosowanie w badaniach uktadéw o wysokiej masie czasteczkowej
lub aplikacjach gdzie promien zyracji (Rg) jest kluczowa informacja. System moze byé¢ z powodzeniem
wykorzystywany zaréwno w aplikacjach biatkowych, jak i przy charakteryzacji syntetycznych
i naturalnych polimeréw. SEC-MALS moze by¢ oferowany takze jako cze$é petnego systemu
chromatograficznego GPC (OMNISEC).

Pionowa cela przeptywowa z kolistg Sciezka optyczna dla minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia
20 detektoréw rozmieszczonych w zakresie od 12 do 164 stopni

Kontrola temperatury do 60°C

Laser: 660nm, 120 mW

Zakres pomiarowy: <1000 - >107 g/mol

Zakres promienia zyracji: 10 - 150 nm

Modele analizy: Zimm, Berry, Debye

VISCOTEK
SEC-MALS 20
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MICROCAL PEAQ-DSC

Mikrokalorymetry MicroCal PEAQ-DSC to urzadzenia pozwalajgce badaé stabilnosé biatek
i innych czastek biologicznych, bez koniecznosci ich znakowania i immobilizacji, przy minimalnym
przygotowaniu prébki. Dzieki catkowitej automatyzacji mikrokalorymetr MicroCal PEAQ-DSC pozwala
na analize wielu prébek przy niewielkim udziale operatora, za$ wysoka czuto$¢ tego systemu pozwala
na pomiary przy niskich stezeniach, oszczedzajac cenne prébki.

Metoda pomiaru: réznicowa kalorymetria skaningowa (DSC)

Niereaktywne cele pomiarowe wykonane z tantalu dla zapewnienia doskonatej odpornosci chemicznej

Cele zamontowane na state dla zapewnienia najwyzszej czutosSci i powtarzalnosci przy minimalnej obstudze
Ogniwo Peltiera do precyzyjnej kontroli temperatury w zakresie od -10 do 130°C

Regulowany czas odpowiedzi (trzy tryby)

Mozliwos¢ rozbudowy o autosampler na 576 pozyciji (6 ptytek 96-dotkowych)

Minimalna objeto$é prébki: 250 pl




MICROCAL PEAQ-ITC

Izotermiczne kalorymetry miareczkujace MicroCal ITC sg uzywane do badania oddziatywan biomolekut
w bardzo szerokim zakresie. Urzadzenia te pozwalaja na bezposrednie pomiary statej wigzania
i innych parametréw termodynamicznych, a takze stechiometrii reakcji, bez koniecznos$ci znakowania.
Najnowszy model - PEAQ-ITC z rewolucyjnym oprogramowaniem zapewnia najwyzsza czuto$é
analizy, za$ oferowany opcjonalnie autosampler umozliwia maksymalne wykorzystanie sprzetu przy
minimalnym udziale operatora.

Metoda pomiaru: izotermiczna kalorymetria miareczkujaca (ITC)

Zamocowana na state cela w ksztatcie monety zapewnia optymalne mieszanie prébki

Cela wykonana ze stopu Hastelloy zapewnia najlepsza kompatybilno$é z prébkami biologicznymi
Zakres temperatur: od 2 do 80°C

Mozliwo$¢é rozbudowy o autosampler na 384 pozycje (cztery ptytki 96-dotkowe)

Objetosé probki: 280 pl

Objetosé strzykawki: 40 pl

Regulowany czas odpowiedzi (3 tryby)
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CHIRASCAN

Spektrometry dichroizmu kotowego z rodziny Chirascan oferujg szeroki wachlarz mozliwosci
w analizie strukturalnej i konformacyjnej aktywnych optycznie biomolekut. Na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw uzyskujemy informacje na temat struktur drugo- oraz trzeciorzedowych,
a takze stabilnosci chemicznej i termicznej analizowanej substancji. Pétprzewodnikowy detektor
LAAPD pozwala uzyskaé¢ dane najwyzszej jakosci, a poprzez swoja czuto$¢ umozliwia prowadzenie
pomiaru przy bardzo niskich stezeniach prébki. Kalibracja optyczna oraz aktywny system zarzadzania
azotem pozwalajg zmniejszy¢ koszty eksploatacji bez utraty jakosci danych.

Metoda pomiaru: spektroskopia dichroizmu kotowego

Zakres dtugosci fali: 163 - 1150 nm (mozliwosé
rozszerzenia do 1700 nm)

Analiza struktur drugo - i trzeciorzedowych

Poréwnania struktur wyzszego rzedu (HOS analysis)
Badania denaturacji chemicznej oraz termicznej

Komora prébki z regulacjg temperatury zapewniajaca
state Srodowisko analityczne

Kuwety przeptywowe z wbudowanymi termoparami
Kalibracja optyczna

Szeroki wybdr akcesoridw (titrator, pH-metr itd.)

$X-20

Aparat SX20 stosowany jest do badan kinetyki reakcji chemicznych w oparciu o technike zatrzymanego
przeptywu. Umozliwia prowadzenie wysoce czutych badar fluorescenciji, rozpraszania $wiatta i kinetyki
absorbancji. Przetgczanie miedzy wykrywaniem absorbancji i fluorescencji jest niezwykle proste
i nie wymaga dodatkowych czynnosci (np. zmiany kuwety). W petni programowalny monochromator
umozliwia skanowanie UV-Vis i automatyczna dokumentacje danych w wielu dtugosciach fali.
W systemie SX20-LED jedno lub wiecej Zrédet Swiatta LED zastepuje standardowe Zrédto ksenonowe
i monochromator. Ta konfiguracja redukuje koszty oraz zapewnia poprawe czutosci.

WieloSciezkowa kuweta z 5 okienkami o zatrzymanym przeptywie:
maksymalizuje czuto$é fluorescenciji, minimalizuje efekt filtra wewnetrznego
i zapewnia optymalng dtugosé fali dla pomiaréw absorbancji i fluorescencji

Dostosowywanie proporcji: jednoczesne napedzanie obu strzykawek
przez pojedynczy sitownik zapewnia ciggte, szybkie i wydajne mieszanie
w proporcjach od 1:1 do 25:1

Pneumatyczny naped strzykawki: zapewnia optymalny czas martwy dla danej
objetosci prébki i wysoka czutosé
Dedykowane detektory fluorescencji i absorbancji: zoptymalizowane pod

katem bardzo réznych warunkéw wymaganych przez kazdy z trybéw

3 -y Automatyczny pomiar czasu martwego: prosty naped zatrzymujacy przeptyw
; s sprawia, ze system dziata optymalnie w przypadku bardzo szybkich kinetyk

Programowalny monochromator: petna zdolno$é¢ skanowania, w tym
dokumentacja widm czasowo-rozdzielczych




SUPR-DSF

SUPR-DSF wykorzystuje technike réznicowej fluorymetrii skaningowej i zostat specjalnie
zaprojektowany w celu zapewnienia doskonatego badania przesiewowego stabilnosci biatek.
Urzadzenie pozwala odczytaé bezposrednio na ptytce zmiany fluorescencji wewnetrznej biatek w miare
przebiegu procesu. Mozliwe jest uzyskanie szeregu informacji o badanym biatku, takich jak temperatura
topnienia, czy zmiana entropii. Zaletg urzadzenia jest brak koniecznosci stosowania barwnikéw lub
znacznikéw, a takze mozliwosé badania prébek o bardzo niskich stezeniach i nieduzych objetosciach.

Skanowanie 384-dotkowej ptytki do PCR z szybkoscig 1°C/min

Wzbudzenie $wiattem LED w zakresie UV i detekcja fluorescencji
wtasnej biatek

Wyznaczanie parametréw termodynamicznych biatek takich jak
temperatura topnienia, zmiana entalpii, analiza zmian energii

swobodnej Gibbsa, czy ciepta wtasciwego
Badanie prébek o objetosci zaledwie 20 pl

Zastosowania: screening wariantéw, formulacja i optymalizacja
buforéw, charakteryzacja biatek, profilowanie stabilnosci,
badania przyspieszonego stresu i wymuszonej degradacji, analiza
zmian konformacyjnych wywotanych wigzaniem

SUPR-CM

SUPR-CM jest systemem typu ,plate - reader” o wysokiej przepustowosci, ktéry znajduje zastosowanie
w wyznaczaniu stabilno$ci biatek przy opracowywaniu receptur oraz inzynierii przeciwciat/biatek.
Urzadzenia wykorzystuje czynniki denaturujgce do inicjacji rozwijania biatek. Pomiar bazuje na
wewnetrznej fluorescencji biatek, zapewnia szeroka kompatybilno$¢ z buforami biologicznymi, nie
wymaga barwnikéw ani znacznikéw, a przy tym oferuje wyjatkowa jakosé i powtarzalno$é danych.
Poprzez wyznaczenie swobodnej energii Gibbsa (AG °) i punktu przegiecia (Cm) mozna okresli¢
ilosciowo stabilnos¢ biatka.

Metoda pomiaru: pomiar wewnetrznej fluorescencji biatka na
skutek chemicznej denaturacji (CM - chemical melt)

Kompatybilnosc z ptytkami 96 dotkowymi (czas pomiaru ~ 50
P sekund) oraz 384 dotkowymi (~ 2,5 minuty)

"« ? Protein
! Sidble Wzbudzeni 280 kwizycja pet id
e zbudzenie przy nm z akwizycja petnego widma emisji

—— : Pozwala na rozwijanie ztozonych wielodomenowych struktur

biatkowych
Analizy nawet z niskimi stezeniami biatek

Zastosowania: charakteryzacja biatek, profil stabilno$cii badania
screeningowe, ocena podobienstwa, badania przyspieszonego
stresu lub wymuszonej degradacji, opracowywanie receptur

i optymalizacja buforéw
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TORNADO SPECTRAL SYSTEMS

Firma Tornado Spectral Systems Inc. jest globalnym dostawcg systeméw do kontroli procesu
z wykorzystaniem spektroskopii Ramana. Instrumenty dzieki opatentowanej i innowacyjnej technologii
High Throughput Virtual Slit (HTVS), pozwalajg na doktadniejszg identyfikacje i oznaczanie ilo$ciowe
zwigzkéw chemicznych, nawet w przypadku trudnych mieszanin i niskich stezen. Spektrometry
Ramana firmy Tornado Spectral Systems zapewniaja szybsze pomiary dynamicznych reakcji i prace
z niskg moca lasera w niebezpiecznych Srodowiskach.

Firma Tornado oferuje trzy podstawowe urzadzenia: HyperFlux PRO Plus zaprojektowany z mysla
o pracy gtéwnie w dziatach R&D i laboratoriach, Process Guardian przeznaczony do pracy w kazdych,
nawet najtrudniejszych warunkach przemystowych oraz SuperFlux do mniej wymagajacych aplikacji.
Wszystkie analizatory moga byé wyposazone w rozmaite akcesoria, aby sprosta¢ wymaganiom
kazdego uzytkownika. Instrumenty znajduja swoje zastosowanie gtéwnie w kontroli proceséw
w przemysle chemicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, zaréwno w skali laboratoryjnej jak
i produkcyjnej.

KONTROLA PROCESOW W CZASIE RZECZYWISTYM

Sensory wykorzystujace spektroskopie Ramana znajduja coraz czestsze zastosowanie tam, gdzie
klasyczna kontrola jakosci trwa zbyt dtugo lub jest nieefektywna.

Analizatory wykonujac cykliczne pomiary in-situ umozliwiajg obserwacje zachodzacej w procesie
przemiany, a przez to precyzyjne okreslenie jej rozpoczecia, zakoficzenia oraz szybkosci.

Najwazniejszym elementem przygotowania systemu do dziatania jest opracowanie metody. Jedynymi
informacjami otrzymywanymi przez oprogramowanie ze spektrometru sg widmo Ramanai czas pomiaru.
WartoSci te wystarczajg jednak catkowicie przy poprawnie opracowanej metodzie. Software rozpoznaje
uprzednio okreslone piki charakterystyczne, ktére bedg sie zmieniaé¢ wraz z zachodzgcym procesem.
Klasycznym przyktadem jest tu przemiana substrat - produkt, gdzie nawet niewielka réznica w budowie
strukturalnej obu zwigzkéw spowoduje charakterystyczne zmiany w widmie Ramana.

Metody moga byé zaprojektowane zaréwno do kontroli jakosciowej, jak i iloSciowej. Jezeli celem
analizy jest wyznaczenie punktu koficowego proceséw krystalizacji, polimeryzaciji, czy mieszania lub
powlekania - analiza jakosciowa wystarczy w zupetnosci. Czasem jednak, szczegdlnie w procesach
biotechnologicznych, wymagane sg doktadne stezenia poszczegélnych sktadnikéw. Za pomocg jednej
sondy uzytkownik jest w stanie kontrolowaé wszystkie istotne parametry, a takze okresli¢ stezenie
produktu, jak réwniez wydajno$é i dynamike procesu.

Technologia jako$ciowego i iloSciowego pomiaru
wielu zmiennych przy pomocy jednej sondy

Do uzycia w procesach fazy statej, ciektej i gazowej

Nieinwazyjny, szybki pomiar in-line

HYPERELUX PRO PLUS Wbudowany laser o dtugosci fali 785 nm

Rodzaje sond: zanurzeniowe i bezstykowe

Mozliwosé instalacji sondy nawet kilkaset metréw
od spektormetru

Zakres spektralny: 3300 - 200 cm!

Mozliwosé podtaczenia nawet 8 sond do jednego
spektrometru

PROCESS GUARDIAN



SUPERFLUX

Spektrometr Ramana SuperFlux firmy Tornado Spectral Systems to urzadzenie zaprojektowane do
pracy gtéwnie w warunkach laboratoryjnych lub w mniej wymagajacych procesach przemystowych.
Urzadzenie wykorzystuje opatentowang technike HTVS (High Thoughput Virtual Slit) zapewniajac
wysoka czuto$¢ analiz. SuperFlux dzieki swojej kompaktowej, lekkiej budowie i atrakcyjnej cenie
pozwala nazastosowanie spektroskopii Ramanaw miejscach, w ktérych do tej pory byto to ekonomicznie
nieoptacalne.

SuperFlux moze byé wyposazony w szereg sond i akcesoridw do rozmaitych aplikacji i moze byé
z powodzeniem stosowany z fazie statej, ciektej i gazowej, w takich branzach jak:

- badania naukowe

- rolnictwo i ochrona $rodowiska
«  zywnosé

«  polimery

- hodowle komdrkowe

Lekka, kompaktowa budowa

Wysoka czuto$é analiz dzieki opatentowanej technice HTVS

Zakres spektralny: 3300 - 200 cm'?

Wbudowany laser o dtugosci fali 785 nm

OPBLIOIEN
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MICRONIR PAT

Do rodziny urzadzen MicroNIR PAT nalezy szeroka gama spektrometréw bliskiej podczerwieni
przystosowanych do kontroli proceséw w czasie rzeczywistym. Urzadzenia te sg wyposazone
w najnowoczes$niejsze podzespoty gwarantujgce precyzje i jednoznacznosé wynikéw. Wykonane ze
stali nierdzewnej sondy spetniajg standardy IP65/IP67 co gwarantuje ich odpornosé na wilgoé i pyt.
Integracja z oprogramowaniem VIAVI MicroNIR Pro pozwala na sprawng kontrole proceséw na dwa
sposoby. Mozliwe jest monitorowanie widma az do zaniku zmian lub bezposrednia kontrola stezenia
konkretnego zwigzku po uprzednim zbudowaniu bazy danych.

MicroNIR PAT-U

Do rodziny urzadzeri MicroNIR PAT nalezy szeroka gama spektrometréw bliskiej podczerwieni
przystosowanych do kontroli proceséw w czasie rzeczywistym. Urzadzenia te sg wyposazone
w najnowoczesdniejsze podzespoty gwarantujgce precyzje i jednoznacznos$é wynikéw. Wykonane ze
stali nierdzewnej sondy spetniajg standardy IP65/IP67 co gwarantuje ich odporno$é na wilgoé i pyt.
Integracja z oprogramowaniem VIAVI MicroNIR Pro pozwala na sprawng kontrole proceséw na dwa
sposoby. Mozliwe jest monitorowanie widma az do zaniku zmian lub bezposrednia kontrola stezenia
konkretnego zwigzku po uprzednim zbudowaniu bazy danych.

MicroNIR PAT-W

Ta wersja urzadzenia wykorzystuje tgczno$é Wi-Fi i jest przystosowana do zastosowan w ktérych
kabel nie moze zostaé¢ wykorzystany. Dzieki kompaktowym wymiarom i niskiej wadze, MicroNIR
PAT-W Swietnie sprawdza sie w mieszalnikach kontenerowych i nie wymaga przeciwwagi nawet przy
matej skali procesu. Zintegrowana bateria pozwala na ponad 8h nieprzerwanej pracy. Ten aparat jest
réwniez dostepny w wersji x, spetniajgcej certyfikaty ATEX, NEC i IECEX.

MicroNIR PAT-L

W tej konfiguracji aparat jest przystosowany do kontroli proceséw w fazie ciektej. Spektrometr zostat
zintegrowany z sondg zanurzeniowa by umozliwié¢ badanie cieczy. Sonda wypetniona jest obojetnym
gazem, co eliminuje zaktécenia pochodzgce z pary wodnej i innych oparéw. Zestaw zawiera opcjonalny
ptaszcz chtodzacy dla spektrometru. Aparat w wersji MicroNIR PAT-Lx jest przystosowany do stref
zagrozonych wybuchem.

Mate wymiary sondy

Profesjonalne  oprogramowanie umozliwiajace
monitorowanie procesu w czasie rzeczywistym

Wszechstronne  zastosowanie  dzieki — wielu
konfiguracjom urzadzen

Certyfikaty IP65/IP67 zapewniajg odpornos$é na

wilgo¢ i pyt

Zakres spektralny: 11012 - 5966 cm™*
Zgodno$¢ z wymogami 21 CFR Part 11

Wszystkie wersje aparatu dostepne w wersjach x
spetniajacych certyfikaty ATEX, NEC i IECEX.




MICRONIR ONSITE-W

Spektrometry bliskiej podczerwieni MicroNIR OnSite-W to poreczne, bezprzewodowe urzadzenia
zaprojektowane z myslg o sprawnej analizie tozsamosci zwigzkéw i mieszanin. W obudowie wielkosci
latarki znajduje sie wiodacy spektrometr firmy VIAVI zapewniajgcy wysoka czuto$é badan. Pomiary
sg szybkie, precyzyjne i nie niszczg badanych prébek. Intuicyjne oprogramowanie i tatwosé obstugi
minimalizujg udziat operatora.

Najmniejsze wymiary na rynku
Wielofunkeyjny przycisk umozliwiajacy wykonywanie pomiaréw jednym kliknieciem

Mozliwo$¢ badania prébek przez przezroczyste worki

Certyfikaty IP65/IP67 zapewniaja odpornosé na wilgoé i pyt

Pojemna bateria umozliwia prace przez ponad 10 godzin na jednym natadowaniu
Zakres spektralny: 11012 - 5966 cm™?
Profesjonalne oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie modeli

Zgodno$é z wymogami 21 CFR Part 11
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NEXTA DSC

Réznicowa kalorymetria skaningowa to uznana i zaufana metoda charakteryzowania materiatéw.
Dzisiejsze zaawansowane opracowywanie materiatéw i kontrola jako$ci wymagaja instrumentéw
DSC z mozliwoscia wykrywania przemian termicznych w $ladowych ilo$ciach materiatu w ztozonych
zwigzkach. Gama produktéw NEXTA DSC firmy Hitachi zostata opracowana, aby zapewni¢ $wiatowej
klasy czutos¢ i powtarzalnosé linii bazowej potrzebne do wykrywania przemian termicznych z duza
doktadnoscia. Intuicyjne oprogramowanie sterujace, podwoéjny system chtodzenia i innowacyjny system
RealView czyni ten aparat Swietnym rozwigzaniem dla laboratoriéw zajmujgcych sie opracowywaniem
materiatéw i dziatéw kontroli jakosci w wielu branzach: elektronice, motoryzacji i lotnictwie, dobrach
konsumenckich, $rodowisku akademickim i farmaceutycznym.

Innowacyjny system RealView do podgladu prébki na zywo

Nowoczesny piec z opcjonalnym podwdéjnym chtodzeniem

Wyznaczanie ciepta wtasciwego metoda DSC z modulacja

temperatury

Wiele dodatkowych mozliwosci rozbudowy jak np.
autosampler, przystawka do badania  utwardzania
UV lub automatyczne urzadzenie do przygotowania prébek

NEXTA STA

Jednoczesnaanaliza termiczna to metoda taczaca w sobie dwie techniki pomiarowa DSCi TGA. Potgczone
techniki zapewniaja nieoceniony wglad we wtasciwosci materiatu od momentu opracowywania
nowych materiatéw w ramach badan i rozwoju, po zapewnienie kontroli jakosci produktu, a nawet
rozwigzywanie probleméw. Dzieki niezréwnanemu poziomowi stabilnosci linii bazowej i Swiatowej
klasy czutosci, réwnoczesny analizator grawimetryczny NEXTA STA umozliwia wykrywanie drobnych
zmian masy w szerokim zakresie temperatur. Dostarczajgc najbardziej zaawansowane aplikacje TGA
i DSC w jednym urzadzeniu, w tym temperature rozktadu, przemiane fazowa w metalach, okreslanie
temperatury topnienia i testowanie pojemnosci cieplnej do 1500°C, seria NEXTA STA obejmuje réwniez
funkcje automatyzacjiizaawansowane oprogramowanie utatwiajgce uzytkowanie. Aparaty z serii NEXTA
STA mozna wykorzystywaé w rozwoju i kontroli jako$ci materiatéw polimerowych, farmaceutycznych,
spozywczych, ceramicznych i metalowych.

* Innowacyjny system Real-View do podgladu prébki
na zywo

e Innowacyjna konstrukcja pieca i wagi zapewniajg

najwyzszg doktadno$é i precyzie, nawet przy
pomiarach $ladowych iloéci materiatu




TMA7000

Analiza termomechaniczna jest kluczowym elementem okreslania wtasciwosci materiatu - zaréwno
w przypadku opracowywanych nowych materiatéw, jakirutynowej kontrolijakosciw produkcji. Dzisiejsze
ztozone polimery i stopy musza dziata¢ w wymagajacych srodowiskach, a przyrzady uzywane do ich
charakteryzowania wykrywaé nawet najmniejsze zmiany. Seria Hitachi TMA7000 zostata zaprojektowana
z elastycznoscia i czutoscia niezbedng do wychwytywania najmniejszych pozioméw rozszerzania lub
kurczenia w szerokim zakresie temperatur. Urzadzenia TMA charakteryzujg sie wyjatkowo niskim
poziomem szumu i szerokim zakresem obcigzenia. Dzieki intuicyjnemu oprogramowaniu NEXTA firmy
Hitachi, kazdy moze korzystaé z urzadzenia po uprzednim przeszkoleniu.

Zakres pracy w temperaturze od -170 do nawet 1500°C w zalezno$ci od

modelu

Mozliwy pomiar m.in. petzania, relaksacji naprezen, naprezenia
skurczowego, naprezenia-odksztatcenia czy rozszerzalnosci cieplnej

Szumy/czuto$é pomiaru na poziomie 0,005 um/0,01 um

DMA7100

Zaawansowane opracowywanie materiatébw i kontrola jakoSci wymagaja szybkiej i doktadnej
charakterystyki materiatéw. Dynamiczna analiza mechaniczna (DMA) zapewnia wysoki poziom czuto$ci
w pomiarach zeszklenia i sztywnosci materiatu oraz moze okresli¢ wptyw czestotliwosci na wtasciwosci
mechaniczne. Metoda ta okres$la wtasciwo$ci mechaniczne prébki jednocze$nie w funkeji temperatury
i czestotliwosci. Urzadzenia serii DMA7100 firmy Hitachi sa uzywane przez inzynieréw ds. produktéw
w zakresie badan stosowanych i opracowywania materiatéw, aby zapewnié¢ precyzyjne i niezawodne
pomiary wtasciwosci mechanicznych prostych i ztozonych materiatéw. Dodatkowe funkcje, takie jak
oscylacja syntetyczna i obserwacja RealView umozliwiajg uchwycenie bardzo szybkich zmian modutu,
zrozumienie nieoczekiwanych zachowan, takich jak uszkodzenie prébki lub zmiana koloru. Dzieki
zaawansowanym funkcjom, takim jak obliczenie energii aktywacji, mozna w petni scharakteryzowaé
tworzywa termoplastyczne, mieszanki polimeréw i kontrolowaé badania utwardzania kompozytéw.

Rézne pomiary i tryby deformacji takie jak: naprezenie, zginanie
3-punktowe, zginanie wspornikowe pojedyncze/podwdjne, Scinanie,
Sciskanie

Szeroki zakres przytozonej sity z rozdzielczoscig 0,00001N i bardzo niskim

poziomem szuméw w sygnale wyjSciowym sprawia, ze DMA7100 jest
wystarczajgco czuty, aby wykryé i rozwigzaé¢ najmniejsze zmiany

tatwa weryfikacja wiarygodnosci kazdego punktu danych podczas lub po

analizie korzystajgc z funkcji monitora Lissajous daje pewno$é poprawnosci
wynikéw

Wydajna konstrukcja platformy chtodzacej z ciektym azotem zmniejsza
zuzycie ciektego azotu nawet 0 30% w stosunku do poprzedniego modelu
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NGAUGE

nGauge AFM to maty, nastotowy mikroskop sit atomowych stuzacy do prostych badan strukturyiinnych
wtasciwosci powierzchni. Wszystkie czujniki i sondy z tradycyjnego AFM zostaty tutaj zintegrowane
na chipie o wymiarach 1 x 1 mm. Oddziatywania sondy z prébka przenoszone sg na uktady detekcji
w mikrochipie, a nastepnie przetwarzane na informacje o réznicach w topografii i przesunieciach
fazowych charakteryzujgcych badang powierzchnie. Instalacja i pomiary sg tak proste, iz nie wymagaija
specjalistycznego szkolenia. Urzadzenie wystarczy podtgczyé do komputera portem USB i do zasilania.
Po zainstalowaniu odpowiedniego programu jest gotowe do przeprowadzenia badania.

Jest nawet 10x tanszy niz tradycyjny AFM

Mikrochipy, ktére wykonuja nawet 1000 skanéw bez utraty

jakosci pomiaru
Krotki czas pomiaru: od 16 sekund do 20 minut

Catkowicie bezlaserowy system pomiarowy, ktéry nie wymaga
osiowania uktadu

Proste i intuicyjne oprogramowanie sterujace

Poziom szuméw na poziomie 0,5 nm

VERTEX AFM

Vertex AFM to urzadzenie kompaktowe pozwalajgce na skanowanie dowolnych powierzchni.
Pierwszy na $wiecie AFM, ktéry umozliwia pomiar nieskonczenie wielkiej prébki. Dzieki wykorzystaniu
technologii mikrochipéw urzgdzenie pozwala na niedestrukcyjne analizy w nanoskali dla bardzo
duzych prébek. Innowacyjnosé tego systemu polega na tym, ze wystarczy umiesci¢ go na dowolnej
powierzchni, dla ktérej chcemy zmierzyé parametry topografii, co eliminuje potrzebe niekiedy
skomplikowanej preparatyki prébki.

Zasilanie bateryjne umozliwiajace jego uzycie bez okablowania

Praca w kazdym miejscu, zaréwno w laboratorium, jak i na linii
produkcyjnej

taczno$é¢ bezprzewodowa, pozwalajagca na sterowanie
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z poziomu aplikacji

Skany wykonywane przez otwér w dole obudowy, wystarczy

umiesci¢ aparat na badanej powierzchni




REDUX AFM

Redux AFM to znacznie rozbudowana wersja urzadzenia poprzedniej generacji. Zasada dziatania
jest taka sama jak w mikroskopie nGauge AFM, gdyz wykorzystuje on ten sam mikrouktad
elektromechaniczny. Urzadzenie stanowi kolejny krok udoskonalania tej techniki przez firme ICSPI.
Aparat stuzy do zaawansowanych pomiaréw struktury powierzchni materiatéw. Nowoczesny projekt
aparatu pozwala na jeszcze doktadniejsze pomiary powierzchni materiatéw w skali nanometrowej
jednoczesnie ograniczajgc w jak najwiekszym stopniu prace, ktérg musi wykonaé operator urzgdzenia.
Wbudowany cartridge z tipami wyklucza konieczno$é manualnej zmiany tipa i umozliwia wybér chipa,
z ktérego chcemy korzystaé przed pomiarem.

W petni zautomatyzowany pomiar od momentu umieszczenia prébki w aparacie
Automatyczny stolik poruszajacy sie w ptaszczyZnie xy

Wbudowany mikroskop optyczny pozwalajgcy na podglad pomiaru na zywo
Automatyczny wybér tipa przed pomiarem (zmiana tipa trwa okoto 30s)

Obudowa chronigca przed czynnikami zewnetrznymi

Niski poziom szuméw do 1,5 A

Brak konieczno$ci manualnej wymiany tipéw
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ANALIZATOR TOC 1080

Analizator 1080 jest w stanie analizowaé ogdlny wegiel organiczny (TOC), ogélny wegiel nieorganiczny
(TIC) i nieusuwalny wegiel organiczny (NPOC) w prébkach ciektych zgodnie z wigkszo$cia
obowigzujacych norm i regulacji (w Europie i USA). Dzieki autosamplerowi jeste$my w stanie zmierzyé
nawet do 300 prébek w ciggu 24 godzin (w zaleznos$ci od wybranej metody pomiarowej), dochodzac do
nawet 100 000 prébek rocznie.

Gtéwne aplikacje to: Scieki, woda morska, wody procesowe w przemysle, woda pitna, wody
powierzchniowe i wody chtodzace. Analizator 1080 przeprowadza kilkuetapowe przygotowanie prébki
w zalezno$ci od wybranego trybu pomiarowego.

Podstawowa i najczesciej stosowana w analizach formg wegla jest tzw. nieusuwalny wegiel organiczny
(NPOC - z ang. Non Purgeable Organic Carbon). W celu uzyskania warto$ci NPOC, najpierw musimy
usuna¢ wegiel nieorganiczny, a prébke pozbawiong TIC wprowadzamy do reaktora spaleniowego, aby
utleni¢ wszystkie zwigzki organiczne - mozliwa jest réwniez analiza TOC (TC-IC), jak réwniez oddzielna
analiza IC lub TC. Analizator 1080 jest w stanie mierzy¢ réwniez inne formy wegla (i nie tylko): TC, TOC
r6znicowo (TC-TIC) oraz catkowity azot zwigzany (TNb) uzywajac specjalnego opcjonalnego modutu
pomiarowego TNb.

Szeroki zakres pomiarowy (50 ppb - 2000 ppm C)

Mozliwy pomiar TC/TIC/TOC/NPOC

Opatentowane technologie wydtuzajace zywotno$¢ elementéw eksploatacyjnych w metodzie spaleniowej:
»~Smart Slide injector” i ,,TJube Guard”

Zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych dzieki wyzej wymienionym rozwigzaniom




AURORA 1030D

Dwie metody pomiarowe TOC w jednym urzadzeniu:
Aurora 1030D moze analizowaé TOC zaréwno sprawdzona
metoda utleniania za pomoca utleniacza na goraco (jak
w 1030W), jak réwniez wysokotemperaturowa metoda
spaleniowa. Obie metody mogg by¢ uzywane w zaleznosci
od potrzeb i rodzaju prébek. Analizator Aurora 1030D
dzieki mozliwosci pomiaru TOC dwoma technikami
stwarza ogromne mozliwosci aplikacyjne, a tym samym
sprawia, ze jest najbardziej funkcjonalny na rynku. Za
pomoca jednego urzadzenia mozemy mierzy¢ prébki wody
ultraczystej (za pomocg metody mokrej) i bardzo trudno
utlenialne prébki (za pomoca metody spaleniowej).

AUTOSAMPLER 1088

Pomiesci nawet do 88 prébek

Mozliwo$é  skonfigurowania  wstepnego  zakwaszania
i przedmuchiwania prébek w celu usuniecia wegla
nieorganicznego co przyspiesza pomiar TOC

Zintegrowana stacja myjaca umozliwia ptukanie igty
autosamplera (ilos¢ cykli ptukania ustawiana przez
uzytkownika), co zapobiega zanieczyszczeniom przenoszonym
do kolejnych prébek

Mieszadto magnetyczne zapewnia osiggniecie jednorodnej
mieszaniny prébek zawierajgcych czastki state co pozwala na
wieksza precyzje wynikéw

Kompaktowy autosampler miesci sie idealnie pod analizatorami
103011080

Mozliwosé wykonania pomiaréw z fiolek otwartych, jak
rowniez szczelnie zamknietych

Obstuga przez kolorowy, dotykowy ekran analizatora
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MODUL 1030S

Spala ciata state takie jak: sole, osady,
zawiesiny oraz proszki w celu analizy TC
iTOC

taczy sie z urzadzeniem Aurora 1030,
umozliwiajge, za pomoca jednego
analizatora, analize zaréwno ciat statych
jak i probek ciektych

Opatentowane rozwigzanie zbierajgce
gaz powstaty z prébki umozliwia
wykonanie kilku powtérzeri i uzyskanie
doktadniejszych wynikéw

Kompaktowy wertykalny design powoduie,
ze modut nie zajmuje wiele miejsca
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AURORA 1030W

Analizator Aurora 1030W charakteryzuje szeroki zakres pomiarowy TOC i zwiekszona produktywno$¢.
Urzadzenie uzywa unikalnej i potwierdzonej w dziataniu metody mokrego utleniania w podwyzszonej
temperaturze (z pomoca utleniacza) do analiz zanieczyszczeri organicznych w prébkach ciektych.
Aurora 1030W moze byé skalibrowana tak, aby analizowaé¢ prébki zawierajace wegiel organiczny
w ilosci od 10 ppb do nawet 30 000 ppm. Dodatkowo posiada mozliwo$¢ przebadania bardzo duzej
ilodci probek dziennie - do 300 prébek w ciggu 24 godzin (zalezy od metody i aplikacji).

O-lAnalytical

Komora pomiarowa urzadzenia Aurora 1030W jest catkowicie przeptukiwana miedzy analizami,
aby w jak najwiekszym stopniu zminimalizowaé ilos¢ pozostatosci poprzedniej prébki. To powoduije,
ze analizator utrzymuje niskie tto pomiarowe potrzebne do bardzo czutych pomiaréw - przydatne
szczeg6lnie przy niskich wartosciach TOC. Ta cecha wyréznia Aurore 1030W od urzadzen dziatajgcych
na zasadzie metody spaleniowej, gdzie pozostatosci soli kumuluja sie na powierzchni katalizatora,
zmniejszajac efektywnosé utleniania i powodujgc wyzsze tto pomiarowe oraz niekorzystne zmiany linii
bazowej.

CHARAKTERYZACJA
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Szeroki zakres pomiarowy od 10 ppb do 30 000 ppm

Bardzo wysoka efektywnosé pracy - nawet do 300

KONTROLA
PROCESU

prébek dziennie

Funkcja  ptukania  eliminuje  pozostatosci
poprzednich prébek utrzymujac niskie tto
pomiarowe

Critratvicea 2
Aurora

Metoda utleniania utleniaczem na gorgco jest

ANALIZA
TERMICZNA

zgodna z wieloma regulacjami, standardami
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i normami opisujgcymi metody pomiarowe TOC

Analizator dziata za pomocg intuicyjnego ekranu

dotykowego z oprogramowaniem opartym na
Windowsie

Opcje dostepne do pomiaru wiekszej ilosci prébek
oraz zr6znicowanego typu prébek
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SERWIS

Dziatalno$¢ A.P. Instruments jako dystrybutora aparatury pomiarowej obejmuje sprzedaz oraz jej
kontynuacje w postaci petnej obstugi techniczno-serwisowej. Autoryzowany serwis techniczny jest
do dyspozycji uzytkownikéw od chwili instalacji analizatora, poprzez przygotowanie dokumentacji
technicznej zgodnie z procedurami producenta, wykonanie wszystkich czynnosci kwalifikacyjnych
1Q/0Q/PQ oraz prowadzenie réznych form szkoleA. Dziatalno$é techniczna naszego serwisu opiera
sie na materiatach eksploatacyjnych, wzorcach i cze$ciach zamiennych pochodzacych wytacznie od
reprezentowanych przez nas producentéw.

Przeglady techniczne

Okresowe czynnosci konserwacyjne wymagane przez producenta oraz potwierdzajace sprawnos$é
analizatora przez wykonanie odpowiednich kwalifikacji/kalibracji/walidacji i wystawienie stosownych
dokumentéw.

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Wszystkie ustugi pogwarancyjne odbywaja sie na zyczenie uzytkownika w $cistym rezimie ustug
gwarancyjnych okreslonych w umowie. Ustugi gwarancyjne w zakresie logistyki, robocizny, wymiany
czesci i podzespotéw sa bezptatne.

Szkolenia

Szkolenia dotyczg obstugi analizatora, metody wypracowania procedury pomiarowej i jej wtasciwego
prowadzenia. Szkolenia aplikacyjne opierajg sie na gtebszym nawigzaniu do zasady dziatania
analizatora i teoretycznych podstaw pomiaru ze szczegélnym nawigzaniem do specyfiki mierzonych
produktéw i specjalnych wymagan uzytkownika. Szkolenia moga odbywaé sie indywidualnie lub
grupowo, przy czym ich aktywne odbycie zostaje potwierdzone Swiadectwem potwierdzajgcym
kompetencje uzytkownika.

Certyfikowanie i kwalifikowanie analizatoréw

Zaleznie od typu analizatora i wymagan uzytkownika czynnosci wzorcowania/kalibracji/walidacji
w zakresie 1Q/0Q/PQ wykonywane sg wedtug Scisle okreslonych procedur producenta.

Zaopatrzenie w materiaty eksploatacyjne

A.P. Instruments prowadzi wtasny magazyn podstawowych czesci do wszystkich analizatoréw.
Uzywamy wytgcznie certyfikowanych pomocniczych narzedzi pomiarowych. Materiaty eksploatacyjne
to produkty podlegajace szybkiemu zuzywaniu, tak zwane consumables; wzorce do kalibracji
i weryfikacji przechowywane sg w naszym magazynie z zachowaniem warunkéw ich sktadowania.
Inzynierowie serwisu regularnie uczestnicza w szkoleniach organizowanych przez producentéw. Ich
kwalifikacje potwierdzone sg odpowiednimi certyfikatami, ktére wedtug wymagan producentéw musza
byé corocznie aktualizowane.
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